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Tschechisches Institut fiir Akkreditierung, gemeinniitzige Gesellschaft
Olsanska 54/3,130 00 Praha 3

stellt folgende Urkunde aus

in Ubereinstimmung mit § 16 des Gesetzes Nr. 22/1997 Slg., tber technische Produktanforderungen, in der Fassung spiterer Vorschriften

AKKREDITIERUNGSURKUNDE

Nr. 64/2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
mit dem Sitz Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivandice, Id.-Nr. 43389783

fiir das Kalibrierlabor Nr. 2301
Kalibrierlabor

Erteilter Akkreditierungsbereich:

Kalibrierung der Messgerite fiir Linge, Flichenwinkel, Gewicht, Drehzahl, Hérte, Rauheit, Kraft,
Druck, Temperatur, elektrische GroBen, ZeitgroBen und Feuchtigkeit gemidB der Anlage zu dieser
Akkreditierungsurkunde.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt als Nachweis der Akkreditierungserteilung aufgrund der Erfiillung der
Akkreditierungsanforderungen gemil

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Das Subjekt der Konformititsbeurteilung ist berechtigt, auf diese Akkreditierungsurkunde bei seiner Tatigkeit im Umfang
der erteilten Akkreditierung wihrend ihrer Geltungsdauer zu verweisen, wenn die Akkreditierung nicht eingestellt wird, und
ist verpflichtet, die festgelegten Akkreditierungsanforderungen gemdB den einschligigen Vorschriften in Bezug auf die
Titigkeit des akkreditierten Subjekts der Konformititsbeurteilung zu erfiillen.

Diese Urkunde ersetzt im vollen Umfang die Akkreditierungsurkunde Nr.: 21/2024 vom 22. 1. 2024, bezichungsweise die
daran anschliefenden Verwaltungsakte.

Die Akkreditierungserteilung ist giiltig bis 19. 7. 2024

pm———

In Prag, den 14. 2. 2024
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Arbeitsstitte des Kalibrierlabors:

1. Kalibrierlabor
2. Kalibrierlabor

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivangice
Strojirenska 259/16, Zli¢in, 155 21 Praha §

CMC fiir Messgrofienbereich: Linge
- . . Angegebene niedrigste Identifikation des .
Nulr:lf:;er‘ lg?::)t;i;?gg;‘;‘:ﬁ; i 'Nenfiberelch . Parameter der Messgriofie ¢ gverbreitete ¢ Kalibrierprinzip Kalibrier- A;:’:;s -
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit? verfahrens®
1 Endlehren Vergleichsmessung mit | KP D1 1
0,5 mm bis 1000 mm 2L+ 0,2) um Endlehren
2% Stahl-Langenmessgerite Vergleichsmessung mit | KP D2 1,2
0Om bis 2m 60 um Endlehren
2m bis Sm 180 pm .
Stahl-Taschenbandmale Vergleichsmessung
0m bis 2m 0,14 mm mittels Etalon
2m bis 3m 0,28 mm
3m bis Sm 0,42 mm
Sm bis 8m 0,70 mm
8§m bis 10 m 0,98 mm
3 BandmaBle 0Om bis 10 m 0,4 mm Vergleichsmessung KP D3 1,2
10 m bis 20m 0,6 mm mittels Etalon
20 m bis 50 m 1,0 mm
50 m bis 100 m 2,2 mm
Laserldngenmesser 0m bis Sm 0,2 mm
4 Grenz- und Stellringe | | Direkt- und KP D4 1
B T, ¥ Vergleichsmessung
1 mm bis 100 mm ;\\33 - X "“7"\. ) \ (2L +0,5)um mittels Ldngenmesser
100mm  bis  500mm |2 A N\ (2L +2,4)um
Imm__ bis  200mm__ [[o. A5, O L +0,5) pm 2

L il il
1) emonaiy O
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil

der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

_— = . Angegebene niedrigste Identifikation des .
Null-lllf::er‘ Klizl‘illl:":;?g?gfn::gfn/(l i i Parameter der Messgriofie ’ gverbreitete ’ Kalibrierprinzip Kalibrier- A;;:):tl;s ;
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit? verfahrens?
Grenzrachen-lehren 1 mm bis 100 mm (2L +2,4) pum 1,2
100 mm bis 500 mm (2L +0,5) pum
Fiihlerblattlehren 0,02 mm bis 100 mm (2L +2,4) um
Grenzlehrdorne 100 mm bis 500 mm
5* Fiihlerblattlehren Direktmessung mittels | KP D4 1
Grenzlehrdorme (2L +2,4) um Mikrometer mit
1 mm bis 125 mm Messuhr
6 Grenzgewindelehrdorne Direktmessung mittels | KP DS 1,2
1 mm bis 200 mm (3L +3) um Langenmesser
Direktmessung mittels 1
MasterScanner XP
1 mm bis 160 mm ('L +4) um 16060
Gewinderinge Vergleich mit Dorn 1
1 mm bis 3 mm (3L +3) um Abnutzung
Direktmessung mittels
2,5 mm bis 200 mm (3L +3) um Langenmesser
Direktmessung mittels
MasterScanner XP
3 mm bis 160 mm (I'L+4) pum 16060
7* Grenzgewindelehrdorne Direktmessung mittels | KP D5 1
Mikrometer mit
1 mm bis 125 mm (3L +3,5) um Messuhr
8* Schublehren; Schieblehren, Vergleichsmessung mit | KP D6 1,2
Tiefenmesser, Hohenmesser 0 mm bis 1000 mm —— 12 pm Endlehren
1000 mm bis 3000 mm ’ , 20 pm
9% Mikrometerlehren: i Vergleichsmessung mit | KP D7 1,2
Mikrometer, IS Endlehren
Vergleichsmessgeriite, ||
Mikrometer mit Messuhr, 0 mm bis 25 mm \‘ 0,7 pm

\
1

e, -9
~01-P508h K-20221
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil

der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

. - " Angegebene niedrigste Identifikation des A
Null;nf:;er‘ ]g zllilll)l:':;igeegfnzg:/d i 'Nenflberelch i Parameter der Messgrofie ¢ gverbreitete ¢ Kalibrierprinzip Kalibrier- A:;ll):t';s -
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit? verfahrens®
Einbaumessschrauben,
Mikrometertiefenlehren
0 mm bis 100 mm 1,4 pm
100 mm bis 1.000 mm 2,5 um
1.000 mm bis 1.500 mm 4,1 pm
10* Innenmessschrauben Vergleichsmessung mit | KP D8 2
Dreipunkt- Stellringen
Innenmessschrauben 2 mm bis 100 mm 2,0 um
100 mm bis 300 mm 4,0 pm 1
100 mm bis 200 mm 4,0 pm 2
11 Innenmessschrauben Direktmessung mittels | KP D9 1
10 mm bis  3.000 mm (3L +2,2) um Liangenmesser
10 mm bis  1.000 mm (BL+2,22) um 2
12* Elektromagnetische Vergleichsmessung mit | KP D10 1
Dickenmesser, Dickenetalon
Ultraschalldickenmesser 0 mm bis 1,5 mm (I'L+ 1,3) pm
1,5 mm bis 500 mm (1'L+2,3) um
13 Messuhren gerade und Direktmessung mittels | KP D11 1,2
Fiihlhebelmessgerite spezieller
0 mm bis 100 mm 0,3 pm Messeinrichtung
Zweipunkt-
Innenmessschrauben 2 mm bis 205 mm 0,3 pm
Direktmessung mittels 2
205 mm bis 1000 mm ~ (3L +2,2) um Langenmesser
14 Kaliber, Vorrichtungen, "1 3D SMS Messung KP D12 1
Schablonen, Wasserwaagen SN
und Winkelmesser 0 mm bis 2.000 mm //’ \L (4,5L+1,7) um
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Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
M & B Calibr, spol. s r.o.

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil

der AKkkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

_ - s Angegebene niedrigste Identifikation des .
Null;lf:;er‘ lﬁ?:::_::;?gg;‘:gzg SRARIEGR Parameter der Messgriofie ¢ gverbr:eitete ¢ Kalibrierprinzip Kalibrier- A:;:):gs-
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit? verfahrens®
15% Profilprojektoren Vergleichsmessung KP D13 1
Messmikroskopen 0 mm bis 300 mm (1L +2,6) um mittels Lineal
16* Geradheitsmessung lineare Direktmessung mittels | KP D14 1
Abtastung, Ebenheitsmessung Laserinterferometer
von technischen Messgeriten 0m bis 20 m (1'L+0,1) um
0Om bis 20 m 1,5 um/m?
17 Kaliber, Vorrichtungen, Messung mittels KP D15 1
Schablonen, Messlehren 0 mm 600 mm Linear-H6henmesser
bis (2,5L +1,2) pm
18* Linear-Hohenmesser Vergleichsmessung mit | KP D16 1
0 mm bis 600 mm (0,8.L +0,5) um Kalibrierkamm
Vergleichsmessung mit
Kalibrierkamm und
600 mm bis 1000 mm (I'L +3,0) pm Endlehren
19* Konturenmessgerite Vergleichsmessung mit | KP D17 1
0 mm bis 100 mm (I'L +2,6) um Endetalons
20* Léngenmesser Direktmessung mittels | KP D18 1
0 mm bis 1.000 mm (2L +0,2) pm Laserinterferometer
21* 3D-Koordinatenmess- Direktmessung mittels | KP D19 1
maschinen 0 mm bis 600 mm (2L +0,2) pm Laserinterferometer
Vergleichsmessung mit
Kalibrierkamm und
600 mm bis 1.000 mm (2L +0,2) um Endlehren
10.00 Direktmessung mittels
0 mm bis 0 mm N (1L +0,1) um Laserinterferometer

) 8 y
® S/

,(‘
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Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
M & B Calibr, spol. s r.o.

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil

der AKkkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

e - 2 Angegebene niedrigste Identifikation des :
Null;lf:;er‘ lg T::;:;ig:gg:::gﬁ/d i .Nenflberelch — Parameter der Messgrofie ¢ gverbr.eitete .g Kalibrierprinzip Kalibrier- A[r)tl):tl;s-
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit? verfahrens®
22 Kaliber, Messlehren, Direktmessung mittels | KP D20 1
Vorrichtungen, Schablonen, 2D-Mikroskop
Mafstibe 0 mm bis 330 mm (2L + 3,5) um
0 mm bis 300 mm (2L +3,5) um 2
23 Messer- und Abrichtlineale Direktmessung an der | KP D21 1
0 mm bis 2000 mm (5L +2) um Platte
2 000 mm bis 3000 mm (5L + 12) pm Direktmessung am Bett
Direktmessung an der
0 mm bis 1000 mm (5L + 12) pm Platte
1 000 mm bis 1500 mm (5L + 12) pm
24% Rauheitsmesser Vergleichsmessung mit | KP DR1 1
0,01 pm bis  6.000 pm 5% Rauheits-Etalon
25 Rauheits-Etalons Direktmessung mittels | KP DR1 1
0,01 pm bis 6.000 pm 5% Rauheitsmesser
26 Winkel Direktmessung mittels | KP R2 1
0° bis 180 ° Lange bis 3 m (4,5L+2) um 3D SMS
Direktmessung mittels 2
Lénge bis 0,6 m (20L +2) um Sondervorrichtung

! Falls das Labor fahig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner standigen Raumlichkeiten durchzufiihren, sind diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet
*  Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gemiB ILAC-P14 und EA-4/02 und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betragt die Uberdeckungswahrscheinlichkeit ca.
95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Der hier angegebene Unsicherheitswert geht von den besten erreichbaren Laborbedingungen
aus; der Unsicherheitswert einer konkreten Kalibrierung kann je nach den Bedingungen dieser Kalibrierung hoher sein. Fiir identische Grenzwerte anschlieBender Bereiche gilt immer der niedrigere Unsicherheitswert.

Erlduterungen:

SMS Koordinatenmessmaschine,

L-Nennldnge in Metern

N =B~ 4
11_01-P5086°K-20221122

In datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Verfahren angewandt In nicht datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen
Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen). ’ -
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der AKkkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC fiir Messgrofienbereich: Flichenwinkel

Nennbereich Angegebene Identifikation
Lfd. Kalibrierte Grofie/ P so Do’ M 6B niedrigste Kalibfierorinzi des Arbeits-
Nummer! | Kalibriergegenstand | min.  Einheit max.  Einheit SERRSISLORY SEREINRe verbreitete Mg P Kalibrierverfa- platz
Messunsicherheit? hrens®
1 Maurer-, Direktmessung KP R1 1,2
Fliissigkeits-, Empfindlichkeit pro mittels
Maschinenlibellen -52 mm/m bis 52 mm/m Teilstrich ab 0,01 mm/m 0,005 mm/m Kleinwinkelgenerator
Neigungsmesser -180 ° bis 180 ° Teilung ab 0,01 ° 0,15 °
2 Winkelmesser Direktmessung KP R2 1,2
0° bis 360 ° 5 mittels Winkelmesser

Falls das Labor fihig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner stdndigen Raumlichkeiten durchzufithren, sind diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet

Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gem#B ILAC-P14 und EA-4/02 und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betragt die Uberdeckungswahrscheinlichkeit
ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Der hier angegebene Unsicherheitswert geht von den besten erreichbaren
Laborbedingungen aus; der Unsicherheitswert einer konkreten Kalibrierung kann je nach den Bedingungen dieser Kalibrierung hoher sein. Fiir identische Grenzwerte anschlieBender Bereiche gilt immer der niedrigere
Unsicherheitswert.

In datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Verfahren angewandt. In nicht datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen
Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen).

11_01-P508b K-20221122 Seite 6 von 20




Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil

der AKkkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

CMC fiir Messgriofienbereich: Gewicht
s .. i Angegebene niedrigste Identifikation des <
Nulr;lf:;er‘ 15 ’;:;)t::g:gg;‘:gﬁld . s Nennbereich . Pﬁi’;egt:gs(:er ¢ gve:rbreitete ¢ Kalibrierprinzip Kalibrierverfa- A;:’:t';s_
min.  Einheit max. Einheit Messunsicherheit? hrens®
1% Waagen mit nicht- Vergleichsmessung mit KP VA1 1
automatischer Tatigkeit Etalon-Gewicht

0,001 g bis 2000 g 2710+ Gewicht Klasse E2

2 kg bis 20 kg 1,410 Gewicht Klasse F2

20 kg bis 1000 kg 5,010 Gewicht Klasse M1

2 Gewichte und andere Vergleich mit Etalon- KP VA2 1

Korper lg 0,4 mg Gewicht Klasse F2
2g 0,5 mg
5¢g 0,6 mg
10g 0,7 mg
20g 0,9 mg
S0g 1,2 mg
100 g 1,9 mg
200 g 2,8 mg
500 ¢g 5,lmg
1 kg 10 mg
2 kg 17 mg
5 kg 31 mg
10 kg 60 mg
20 kg 90 mg

Falls das Labor fihig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner standigen Rdumlichkeiten durckbzuﬂihrcn;,.,sipd diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet

Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gemiB ILAC-P14 und EA-4/02 M . und | hiedﬁgsﬁr. Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betragt die
Uberdeckungswahrscheinlichkeit ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitsiverte' sind ,gcgeniilj'c"r«d\&n Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Bei Kalibrierung auBerhalb der stindigen
Raumlichkeiten ist eine Beeinflussung der angegebenen Kalibrierunsicherheit moglich. )/' & poooN //

In datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten \(erfzihren angewandt, In niéht atierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen

Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen). { .

o . . ek R O . )
Erlduterungen: Die niedrigste angegebene verbreitete Messunsicherheit ist Vqlﬁe Einrechnung des Einflusses des kalibrierten Messgerits angegeben.
) o J

\ -~
/

~ /
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der AKkkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor

Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC fiir Messgriofienbereich: Drehzahl
Lfd. Kalibrierte Grofie/ Nennbereich Parameter der Angegebene niedrigste Kilibriocprinsip Identifikation des  |Arbeits-
1 s g 2 : i9 st e I 3
Nummer' | Kalibriergegenstand min. Einheit — Einheit Messgrofie verbreitete Messunsicherheit Kalibrierverfa-hrens® | platz
Direktmessung am Drehzahlgeber | KP OT1 1

1*

Drehzahlmesser

30 min !

bis 40000 min !

(1,1 % + 0,5d)

! Falls das Labor fihig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner standigen Raumlichkeiten durchzufiihren, sind diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet

2 Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gema8 ILAC-P14 und EA-4/02 und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betragt die Uberdeckungswahrscheinlichkeit
ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Der hier angegebene Unsicherheitswert geht von den besten erreichbaren
Laborbedingungen aus; der Unsicherheitswert einer konkreten Kalibrierung kann je nach den Bedingungen dieser Kalibrierung hoher sein. Fiir identische Grenzwerte anschlieBender Bereiche gilt immer der niedrigere

Unsicherheitswert.

*  In datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Verfahren angewandt. In nicht datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen
Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen).

Erlauterungen:

d — Teilstrich Skala des geeichten Messgerites

11_01-P508b K-20221122
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Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC fiir MessgroBlenbereich:

Hirte

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der AKkkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

i Angegebene niedrigste Identifikation des .
Nu]r-‘nf:l'er’ Kalibrierte GroBe/ Kalibriergegenstand - - N.ennberelch — P%i?:gt:;;:er ’ gverbreitete .g Kalibrierprinzip Kalibrierverfa- A;'::tl;s-
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit? hrens?
1 Rockwell Hirtevergleichsplatten und Direktmessung KPTVI 1
Proben 70 HRA  bis 85 HRA 0,40 HRA
60 HRB bis 100 HRB 0,40 HRB
20 HRC  bis 70 HRC 0,40 HRC
Shore A Hértevergleichsplatten 0ShA  bis 100 ShA 2,0 ShA
Shore D Hirtevergleichsplatten 0ShD  bis 100 ShD 2,0 ShD
Brinell Hértevergleichsplatten 8§ HBW bis 650 HBW 1,0 %
Vickers Hartevergleichsplatten 10HV bis 2900 HV HV2 bis HV 50 1,0 %
2% Rockwell Hértepriifgerite fiir Metall Direktmessung mittels
Etalon-
70 HRA  bis 85 HRA 0,50 HRA Hértevergleichsplatten
60 HRB bis 100 HRB 0,50 HRB
20 HRC  bis 70 HRC 0,40 HRA
Vickers Hirtepriifgerite fiir Metall 10 HV bis 2 000 HV 0,50 %
Brinell Hértepriifgerite fiir Metall 10 HBW bis 650 HBW 0,50 %
Shore Hirtepriifgerite Type A,D,E,C 1 Sh bis 100 Sh 0,5 Sh

Falls das Labor fihig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner standigen Raumlichkeiten durchzufiihren, sind diese Priffungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet

Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gem#B ILAC-P14 und EA-4/02 und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betragt die Uberdeckungswahrscheinlichkeit
ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Der hier angegebene Unsicherheitswert geht von den besten erreichbaren
Laborbedingungen aus; der Unsicherheitswert einer konkreten Kalibrierung kann je nach den Bedmgungen dtcse( Kallbrlerung hoher sein. Fiir identische Grenzwerte anschlieBender Bereiche gilt immer der niedrigere

Unsicherheitswert.

In datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Verfal};tn ahgewandt In nrcht d!menen Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen

Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen).

—
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der AKkkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC fiir Messgrofienbereich: Kraft, mechanische Priifungen

Nennbereich Angegebene PP
I]\;fd' Kalibrierte GroBe/ Parameter der niedrigste o - Ident.lflll(atlon des Arbeits-
um o . L L . : Kalibrierprinzip Kalibrierverfa-
1 Kalibriergegenstand min.  Einhei max. Einheit Messgrofie verbreitete 3 platz
mer . .2 hrens
t Messunsicherheit
1* Momentschliissel Vergleichsmessung mit Normal- KP S1 1
0,1 Nm bis 1100 Nm 0,65 % Drehmomentsensor
1100 Nm bis 3000 Nm 0,90 %
Drehmomentmessgerite,
Drehmomentschrauber,
Drehmomentsensoren 0,1 Nm bis 500 Nm 0,40 %
2 Kraftmesser und Vergleichsmessung mit Normal- KP S2 1
Dehnungsmessstreifen 0N bis 5 kN 0,20 % Kraftsensor
5kN bis 30kN 0,30 %
3* | Kraftmesser und Vergleichsmessung mit Normal-
Dehnungsmessstreifen ON bis 5 kN 0,20 % Kraftsensor
5 kN bis 20 kN 0,30 %

! Falls das Labor fihig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner standigen Raumlichkeiten durchzufiihren, sind diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet

? Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gemaB ILAC-P14 und EA-4/02 und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betragt die Uberdeckungswahrscheinlichkeit
ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Der hier angegebene Unsicherheitswert geht von den besten erreichbaren
Laborbedingungen aus; der Unsicherheitswert einer konkreten Kalibrierung kann je nach den Bedingungen dieser Kalibrierung hoher sein. Firr identische Grenzwerte anschlieBender Bereiche gilt immer der niedrigere
Unsicherheitswert.

*  In datierten Dokumenten, die Prifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Verfahren angewandt. In nicht datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen
Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen).
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC fiir Messgrofienbereich: Druck

Lfd. Kalibrierte GroBe/ Nennbereich i Angegebene .niedrigste o Ident.ifil.(ation des | o b eits
Nummer! Kalibriergegenstand min. Einhe max  Einhe Parameter der Messgrofie verbr.eltete i Kalibrierprinzip Kallbrler\;erfa- platz
it ) it Messunsicherheit hrens
1* Druckmessumformer, Vergleichsmessung | KP T1, KP T2 1
Reifendruckpriifer, mit Druck-Etalon
elektromechanische
Druckmesser
(Digitaldruckmesser,
Druckumformer mit Uberdruck/
Digitalausgang der Messgrofie) | -100 kPa bis 0 kPa Gas Unterdruck 130 Pa
0 kPa bis 35 kPa 18 Pa
35 kPa bis 160 kPa 130Pa
160 kPa bis 2000 kPa 0,1 %
25 kPa bis 600 kPa Fliissigkeiten |Uberdruck 180 Pa
0,6 MPa bis 6 MPa 0,03 %
6 MPa bis 60 MPa 0,05 %
60 MPa bis 70 MPa 0,1 %
70 MPa bis 140 MPa 0,2 %

! Falls das Labor fihig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner stindigen Rdumlichkeiten durchzufiihren, sind diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet

2 Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gemaB ILAC-P14 und EA-4/02 und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betrigt die Uberdeckungswahrscheinlichkeit
ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Der hier angegebene Unsicherheitswert geht von den besten erreichbaren
Laborbedingungen aus; der Unsicherheitswert einer konkreten Kalibrierung kann je nach den Bedingungen dieser Kalibrierung hoher sein. Firr identische Grenzwerte anschlieBender Bereiche gilt immer der niedrigere
Unsicherheitswert.

3 In datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Verfahrerl angewandt In nicht datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste
Ausgabe des angegebenen Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen). <
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der AKkkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC fiir Messgrofienbereich: Temperatur
Lfd. Kalibrierte GroBe/ Nennbereich Farametes | ARgegebene L Aeatiiitiowdes) oLg
Mmoot Kalibriergegenstand - — — der ) niedrigste .verbrel'teéte Kalibrierprinzip Kahbr:erv}erfa- platz
min. Einheit max. Einheit | Messgrofie | Messunsicherheit hrens
1* Direktthermometer Vergleich mit Normal-Digitalthermometer | KP TE1 1
-30 °C bis 0°C 0,06 °C | im Blockofen
Vergleich mit Normal-Digitalthermometer
0°C bis 100 °C 0,05 °C | im Fliissigkeitsbad
Vergleich mit Normal-Digitalthermometer
100 °C bis 200 °C 0,06 °C | im Blockofen
200 °C bis 300 °C 0,09 °C
300 °C bis 400 °C 0,4 °C
400 °C bis 500 °C 0,5°C
500 °C bis 650 °C 0,6 °C
Vergleich mit Normal-Digitalthermometer
650 °C bis 1100 °C 1,5°C im Luftofen
Thermometer kontaktlos Vergleich mit Normal-Pyrometer am
-10 °C bis 200 °C 3,0°C Zielkorper oder Schwarzkorper
200 °C bis 500 °C 6,0 °C
500 °C bis 800 °C 10,0 °C
2% Thermoelektrische Vergleich mit Normal-Digitalthermometer | KP TE2 1
Temperaturfiihler -30 °C bis 0°C 0,7 °C im Blockofen
Vergleich mit Normal-Digitalthermometer
0°C bis 100 °C 0,7 °C im Fliissigkeitsbad
Vergleich mit Normal-Digitalthermometer
100 °C bis  550°C . 09°C im Blockofen
e < a0 g Vergleich mit Normal-Digitalthermometer
550 °C bis 800 °C /o 40 2,39C\ | im Luftofen
3% Widerstands- [ @ A , \ Vergleich mit Normal-Digitalthermometer | KP TE3 1
temperaturfiihler -30°C bis 0°C [ = 0315 °C- || im Ofen
\'< ol O

\
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Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Lfd. Kalibrierte Grofie/ Nennbereich Eermeter . Angegebene . A A I(li(enlt'll:'ll-(atlonfdes Arbeits-
N Kalibriergegenstand - — der niedrigste verbrel.tete Kalibrierprinzip alibrierverfa- platz
min. Einheit max. Einheit | MessgroBe | Messunsicherheit? hrens?
Vergleich mit Normal-Digitalthermometer
0°C bis 100 °C 0,13 °C | im Fliissigkeitsbad
Vergleich mit Normal-Digitalthermometer
100 °C bis 400 °C 0,45°C | im Ofen

Falls das Labor fahig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner stindigen Raumlichkeiten durchzufithren, sind diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet
Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gem48 ILAC-P14 und EA-4/02 und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betrigt die Uberdeckungswahrscheinlichkeit
ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Der hier angegebene Unsicherheitswert geht von den besten erreichbaren
Laborbedingungen aus; der Unsicherheitswert einer konkreten Kalibrierung kann je nach den Bedingungen dieser Kalibrierung hoher sein. Fiir identische Grenzwerte anschlieBender Bereiche gilt immer der niedrigere

Unsicherheitswert

In datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Verfahren angewandt. In nicht datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen
Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen).
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC fiir Messgrofienbereich: Elektrische Grofien
Lfd. Kalibrierte Grof3e/ Nennbereich Parameter der e 'niedrigste A _— ldent'iﬁl.(ation o Arbeits-
Nummer! Kalibriergegenstand ; . - Messgrifie verbr.eltete 52 Kalibricrprinzip Kallbrler\;erfa- platz
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit hrens
1 Gleichspannungsquellen Direktmessung mittels KP EL2 1
0mV bis 100 mV 0,0062 % + 6,1 pVv Etalon-Multimeter
0,1V bis 1V 0,0047 % + 16 uV
1V bis 10V 0,0047 % + 0,14 mV
10V bis 100 V 0,0079 % + 2,0 mV
100 V bis 1000 V 0,0079 % + 20 mV
Gleichspannungsmess- Direktgenerierung mittels |KP EL1
gerite 0 mV bis 200 mV 0,0053 % + 7,7 uV Etalon-Kalibrator
02V bis 2V 0,0028 % + 15 uV
2V bis 20V 0,0028 % + 0,15 mV
20V bis 200 V 0,0028 % + 1,5 mV
200V bis 1000 V 0,0035 % + 17 mV
2 Gleichstromquellen bis Direktmessung mittels KP EL2 1
0 pA 10.pA 0,050 % + 6,1 nA Etalon-Multimeter
10 pA bis 100 pA 0,074 % + 17 nA
0,1 mA bis 1 mA 0,075 % + 0,16 pA
1 mA bis 10 mA 0,034 % + 1,2 pA
10 mA bis 100 mA 0,034 % + 12 pA
100 mA bis 1A 0,068 % + 0,15 mA
1A bis 3A 0,061 % + 1,1 mA
Gleichstrommessgerite Direktgenerierung mittels |KP EL1
0 nA bis 200 pA : 0,020 % + 73 nA Etalon-Kalibrator
0,2 mA bis 2 mA o N\ 0,016 % + 0,13 pA
2 mA bis 20 mA | 0,009% +0,94 pA
20 mA bis 200mA | S\ 0012%+97pA
02 A bis 2A |l = 0,018 % + 0,13 mA
-,‘\ F v \_7:/
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Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der AKkkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Lfd. Kalibrierte Grofie/ Nennbereich Parameter der Angegebene.n iedrigste _— - Ident.iﬁl.(ation S Arbeits-
Nummer! Kalibriergegenstand . L s MessgrofBie verbl:eltete w32 Kalibrierprinzip Kal|br|erv3erfa- platz
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit hrens
2A bis 30 A 0,069 % + 2,5 mA
Simulation mittels
0A bis 1500 A 0,42 % + 0,13 A Stromspule
3 Wechselspannungsquellen Direktmessung mittels KP EL2 1
0,1 mV bis 100 mV 10 Hz bis 20 kHz 0,086 % + 36 uV Etalon-Multimeter
20 kHz bis 50 kHz 0,16 % + 59 uv
50 kHz bis 100 kHz 0,69 % + 93 uv
0,1V bis 1V 10 Hz bis 20 kHz 0,076 % + 0,43 mV
20 kHz bis 50 kHz 0,14 % + 0,73 mV
50 kHz bis 100 kHz 0,71 % + 0,81 mV
1V bis 10V 10 Hz bis 20 kHz 0,076 % + 4,4 mV
20 kHz bis 50 kHz 0,14 % + 7,3 mV
50 kHz bis 100 kHz 0,71 % + 17 mV
10V bis 100 V 10 Hz bis 20 kHz 0,076 % + 44 mV
20 kHz bis 50 kHz 0,14 % + 73 mV
50 kHz bis 100 kHz 0,71 % + 81 mV
100 V bis 750 V 10 Hz bis 20 kHz 0,07 % + 0,35V
20 kHz bis 50 kHz 0,14 % + 0,59 V
50 kHz bis 100 kHz 0,61 % +1,5V
Wechselspannungs- Direktgenerierung mittels |KP ELI
messgerite 0,1 mV bis 200 mV 10 Hz bis 45 Hz 0,16 % + 64 uv Etalon-Kalibrator
45 Hz bis 10 kHz 0,049 % + 69 uV
10 kHz bis 20 kHz 0,12 % + 86 uV
20 kHz bis .50 kHz~ _ 020%+98 Vv
02V bis 2V 10 Hﬁzﬁi\s’ a5 Hz K7, ;'\9,082 % + 0,38 mV
45 Hzbis 10kHz |7-0,042 % + 0,29 mV
10 KHzbis 20kHz, | © 0,12 % + 0,46 mV

20 KHz;bis 50 kHz -

11_04.P508b K-20221122 /
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Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Lfd. Kalibrierte Grofie/ Nennbereich Parameter der Angegebons 'niedrigste _ . ldent_iﬁl.(ation el Arbeits-
Nummer! Kalibriergegenstand i G 65 Messgrofie Verbl:eltete s i3 Kalibrierprinzip Kallbrlen;erfa- platz
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit hrens
2V bis 20V 10 Hz bis 45 Hz 0,084 % + 3,8 mV
45 Hz bis 10 kHz 0,042 % +2,7mV
10 kHz bis 20 kHz 0,12 % +4,7mV
20 kHz bis 50 kHz 0,17 % + 5,6 mV
20V bis 200 V 30 Hz bis 45 Hz 0,082 % + 31 mV
45 Hzbis 10 kHz 0,10 % +43 mV
10 kHz bis 20 kHz 0,14 % + 56 mV
20 kHz bis 40 kHz 0,17 % + 61 mV
200V bis 1000 V 30 Hz bis 45 Hz 0,082 % + 0,45V
45 Hz bis 1 kHz 0,09 % + 0,28 V
1 kHz bis 5 kHz 0,14 % + 0,38 V
SkHzbis 10 kHz 0,16 % + 0,49 V
4 Wechselstromquellen Direktgenerierung mittels |KP EL2 1
0,1 uA bis 100 pA 10 Hz bis 1 kHz 0,15% + 7,3 nA Etalon-Kalibrator
0,1 mA bis 1 mA 10 Hz bis 5 kHz 0,10 % + 0,51 pA
1 mA bis 10 mA 10 Hz bis 5 kHz 0,093 % + 5,1 pA
10 mA bis 100 mA 10 Hz bis 5 kHz 0,093 % + 51 pA
0,1 A bis 1A 10 Hz bis 5 kHz 0,095 % + 0,51 mA
1A bis 3A 10 Hz bis 5 kHz 0,11 % + 3,4 mA
Wechselstrommessgerite Direktgenerierung mittels |KP EL1
20 pA bis 200 pA 10 Hz bis 45 Hz 0,12 % + 71 nA Etalon-Kalibrator
45 Hz bis 1 kHz 0,02 % + 40 nA
1 kHz bis_ 10,,kHz 0,17 % + 0,10 pA
10 kHzbis, 30 kHz | 0,35 %+ 0,18 pA
02 mA bis 2 mA 10/H2bis 45 Hz 1\ 0,13 % +0,15 pA

45 Hz bis/ 1 kHz
| kHz bis .10 kHz
10, Kiz bis 30 KHZ'

Tr \
> 10,019 % + 90 nA

= 0,087 % + 0,33 pA

{7 / 0,20 % +0,57 pA

11_'&1\3?50% K-zozzﬁ*’
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Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Lfd. Kalibrierte Grofie/ Nennbereich Parameter der Angegebene .niedrigste _ - Ident.iﬁl.(ation g Arbeits-
Nummer! Kalibriergegenstand . ‘e o Messgrofie verbl:eltete 3 Kalibrierpeinzip Kallbrler\;erfa- platz
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit hrens
2 mA bis 20 mA 10 Hz bis 45 Hz 0,057 % + 1,6 A
45 Hz bis 1 kHz 0,048 % + 0,82 nA
1 kHz bis 10 kHz 0,064 % + 1,8 pA
10 kHz bis 30 kHz 0,11 % +3,5 uA
20 mA bis 200 mA 10 Hz bis 45 Hz 0,13 % + 16 pA
45 Hz bis 1 kHz 0,019 % + 8,0 A
1 kHz bis 10 kHz 0,087 % + 35 pA
10 kHz bis 30 kHz 0,14 % + 39 pA
0,2A bis 2A 10 Hz bis 45 Hz 0,13 % + 0,16 mA
45 Hz bis 1 kHz 0,024 % + 82 pA
1 kHz bis 5 kHz 0,088 % + 0,35 mA
5 kHzbis 10 kHz 0,26 % + 2,1 mA
10 kHz bis 30 kHz 0,50 % + 3,0 mA
2A bis 30 A 30 Hz bis 45 Hz 0,053 % + 1,6 mA
45 Hz bis 100 Hz 0,042 % + 0,89 mA
100 Hz bis 1 kHz 0,10 % + 3,0 mA
1 kHz bis 5 kHz 0,12 % +3,5mA
5kHzbis 10 kHz 0,64 % + 15 mA
Simulation mittels
0A bis 1500 A 30 Hz bis 60 Hz 0,42 % + 0,13 A Stromspule
= Gleichstromwiderstand / Direktgenerierung mittels |KP EL 1 1
Gleichstromwiderstand- Etalon-Kalibrator
Messgerite 0,1 Q 8,7 mQ
1Q 8,9 mQ
10 Q S\ 11 mQ
100 Q 5 20 mQ
1 kQ X ) 0,16 Q
10 kQ : ¥ o 1,6 Q
‘11%0‘1 -P508b K-zd?g;f 22 Seite 17 von 20
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Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Lfd. Kalibrierte GrioBe/ Nennbereich Parameter der Angegebene niedrigste e identifikation et . .0
Nummer! Kalibriergegenstand 5 i sia s Messgrifie verb::eltete o9 Halibriecptinzip Kallbrler\;erfa- platz
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit hrens
100 kQ 15Q
1 MQ 0,29 kQ
10 MQ 8,0 kQ
100 MQ 0,98 MQ
1 GQ 22 MQ
0Q bis 100 Q 0,018 % + 88 m Q
100 Q bis 330 Q 0,012% + 0,11 Q
330 Q bis 1 kQ 0,01 % +0,19Q
1 kQ bis 3,3 kQ 0,012% + 0,29 Q
3,3kQ bis 10 kQ 0,0082 % + 1,4 Q
10 kQ bis 33 kQ 0,012% +22Q
33 kQ bis 100 kQ 0,0066 % + 18 Q
100 kQ bis 330 kQ 0,011 % +24Q
330 kQ bis 1 MQ 0,0066 % + 0,18 kQ
1 MQ bis 3,3 MQ 0,013 % + 0,24 kQ
3,3 MQ bis 10 MQ 0,0075 % + 1,8 kQ
10 MQ bis 33 MQ 0,052 % + 6,4 kQ
33 MQ bis 100 MQ 0,064 % + 0,21 MQ
100 MQ bis 330 MQ 1,3 % + 1,9 MQ
330 MQ bis 1 GQ 2,4 % + 13 MQ

Falls das Labor fahig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner stindigen Raumlichkeiten durchzufiihren, sind diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet
? Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gemaf ILAC-P14 und EA-4/02 M und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betriagt die
Uberdcckungswahrschcmllchkelt ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Bei Kalibrierung auBerhalb der standigen
Riumlichkeiten ist eine Beeinflussung der angegebenen Kalibrierunsicherheit moglich. ~ P 8
*  In datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Vcrfahrq&aagewarrdt Lq mc? datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen
l \

Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen). Q.
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Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil

der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivandice

CMC pro obor mérené veli¢iny: Zeitgrofien
Nennbereich Angegebene Identifikation des .
Nllll;lfl(lll‘erl Kalibrierte Grofie/ Kalibriergegenstand Pa&z‘:setfgsier niedrigste verbreitete Kalibrierprinzip Kalibrierverfa- A;:’:;&
min. Einheit max. Einheit g Messunsicherheit? hrens®
1 Zeitintervall/Zeit-messgerite, Stoppuhren, Vergleich mit digitaler Etalon- KPNr. 1 1

Timer

ls

bis 86400 s

0,5s

Stoppuhr

Falls das Labor fihig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner standigen Réumlichkeiten durchzufiihren, sind diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet

Verbreitete  Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gemd8 ILAC-P14 und EA-4/02 M und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betragt die
Uberdeckungswahrscheinlichkeit ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Bei Kalibrierung auBerhalb der stindigen
Réaumlichkeiten ist eine Beeinflussung der angegebenen Kalibrierunsicherheit moglich.

In datierten Dokumenten, die Priffverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Verfahren angewandt. In nicht datierten Dokumenten, die Prifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen

Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen).
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Akkreditiertes Subjekt nach CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
Objekt Nummer 2301, Kalibrierlabor
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Die Anlage bildet einen integrierten Bestandteil
der Akkreditierungsurkunde Nr.: 64/2024 vom: 14. 02. 2024

CMC fiir Messgriofienbereich: Feuchtigkeit
Lfd. Kalibrierte GroBe/ Nennbereich Parameter der Agegebine niedrigste o Identifikation des Arbeits-
Nummer! | Kalibriergegenstand . —_ " Messgrofie YRR e e 4 Kalibrierverfa-hrens® platz
min. Einheit max. Einheit Messunsicherheit?
1* Messgerite fiir Vergleichsmessung mit KP VL1 1
relative Feuchtigkeit Etalon-Hygrometer
ausgenommen
Psychrometer 10 % RH bis 95 % RH (20 bis 40) °C* 2,3 % RH
! Falls das Labor fihig ist, die Kalibrierungen auch auBerhalb seiner stidndigen Raumlichkeiten durchzufiihren, sind diese Priifungen neben der laufenden Nummer mit Stern gekennzeichnet
?  Verbreitete Messunsicherheit ist CMC-Bestandteil gemaB ILAC-P14 und EA-4/02 M und niedrigster Wert der entsprechenden Unsicherheit. Wenn nichts anderes angegeben ist, betragt die

Uberdeckungswahrscheinlichkeit ca. 95 %. Die ohne Einheit angegebenen Unsicherheitswerte sind gegeniiber dem Messwert relativ, wenn nichts anderes angegeben ist. Bei Kalibrierung auBerhalb der stindigen

Raumlichkeiten ist eine Beeinflussung der angegebenen Kalibrierunsicherheit moglich.

In datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, werden nur diese konkreten Verfahren angewandt. In nicht datierten Dokumenten, die Priifverfahren identifizieren, wird die neueste Ausgabe des angegebenen
Verfahrens angewandt (inkl. aller Anderungen).

Das Labor ist in der Lage, die Feuchtigkeit im angegebenen Bereich bei Temperaturen von -20° C bis 60° C zu kalibrieren.
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